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摘要(译)

提供了用于获得与解剖样本相关的信息的装置和方法。例如，可以向解
剖学样本提供至少一个第一电磁辐射，以便在解剖学样本中产生至少一
个声波。可以基于声波产生至少一个第二电磁辐射。可以提供至少一个
第二电磁辐射的至少一部分，以便确定与解剖学样本的至少一部分相关
的信息。另外，可以分析基于与第二电磁辐射相关联的数据的信息。第
一电磁辐射可包括至少一个第一幅度和至少一个第一频率。第二电磁辐
射可包括至少一个第二幅度和至少一个第二频率。该数据可以涉及第一
和第二幅度之间的第一差异和/或第一和第二频率之间的第二差异。第二
个差异可以大约在-100GHz和100GHz之间，不包括零。
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